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Рассматривается  модель  длинного  джозефсоновского  перехода  типа 
сверхпроводник-ферромагнетик-сверхпроводник  со  спин  орбитальной  связью  в 
ферромагнитном  слое  (длинный  φ0 переход).  Модель  описывается 
модифицированными  уравнениями  синус-Гордона  и  Ландау-Лифшица-Гилберта  [1] 
относительно  неизвестных  функций  напряжения,  джозефсоновской  разности  фаз  и 
пространственных  компонент  намагниченности.  Полученная  после  конечно-
разностной  аппроксимации  вдоль  длины  контакта  система  дифференциальных 
уравнений с соответствующими начальными условиями решается с помощью неявного 
метода Гаусса-Лежандра [2]. Расчет физических характеристик занимает значительное 
время, что дало основание для создания параллельного алгоритма с использованием 
технологии  MPI.  Представлены  результаты  расчетов  вольт-амперных  характеристик 
длинного φ0 перехода в зависимости от параметра спин-орбитальной связи и параметра 
отношения  джозефсоновской  энергии  к  энергии  магнитной  анизотропии,  а  также 
результаты тестирования производительности параллельной версии программы. 
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